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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest me

toda oznaczania liczby połysku odbitek farb gra

ficznych za pomocą połyskomierza typu TZEL.

1.2. Określenia

1.2.1. Liczba połysku - liczba określona sto

sunkiem połysku lustrzanego do wyrazistości po

łysku badanej odbitki.

1.2.2. Połysk lustrzany - właściwość określona 

różnicą natężeń światła ulegającego odbiciu zwier

ciadlanemu i rozproszonemu od badanej odbitki; wy

rażony jest w procentach połysku lustrzanego 

wzorca.

1.2.3. Wyrazistość połysku - szerokość krzywej 

połysku w połowie wartości połysku lustrzanego ba

danej odbitki.

1.2.4. Krzywa połysku - wykres zależności natę

żenia światła odbitego od odbitki od kąta pomiaru 

(odbicia; przy stałym kącie padania światła, rów

nym 45°. Przykład krzywej połysku wg załącznika 2.

1.2.5. Odbicie zwierciadlane - wartość natęże

nia światła odbitego od odbitki przy kątach pa

dania i odbicia równych 45°.

1.2.6. Odbicie rozproszone - wartość natężenia 

światła odbitego od odbitki przy kącie pomiaru 

równym 0° i kącie padania równym 45°.

1.3. Horny związane

BN-67/7469-11 Parby graficzne. Sporządzanie od

bitek do badań

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Przyrządy i materiał?

a) Połyskomierz, typ TZPL - 1/67 wg załącznika 1.

b) Wzorzec połysku - polerowana płytka szklana, 

zabarwiona na czarno.

2.2. Przjp;ntowęn.le odbitek do badań. Odbitkę wy

konać wg BN-67/7469-11, stosując podłoże określo

ne normą przedmiotową.

Grubość warstwy farby powinna wynosić w przy- 

uadkui

a) farb mazistych i półciekłych - 4 ±0,25 |zm,

b) farb ciekłych - 10 pm.

2.3. Obsługa i przygotowanie przyrządu. Przy

rządem wg 2.1 a) należy posługiwać się zgodnie z 

instrukcją obsługi wydaną przez producenta przy

rządu. Każdorazowo przed wykonaniem pomiaru nale

ży przyrząd wyzerować za pomocą pokrętła 11 i wy- 

cechować za pomocą wzorca połysku wg 2.1 b).

2.4. Wykonanie oznaczania

2.4.1. Pomiar połysku lustrzanego. Ustawić po

łożenie oświetlacza i detektora światła przyrządu 

wg załącznika 1 na kąt 45° pokrętłami 4 12. Ba

daną odbitkę położyć na stoliku pomiarowym 4 , sto

lik z odbitką przesunąć do otworu pomiarowego i 

odczytać wskazania miernika 5 . Pomiar przeprowa

dzić w 5 różnych punktach powierzchni odbitki. Na

stępnie pokrętłem 2 ustawić położenie detektora 

na kąt 0° i odczytać wskazania miernika 5 . Pomiar 

przeprowadzić w 5 różnych punktach powierzchni od

bitki.

Połysk lustrzany odbitki P w procentach połys

ku wzorca należy obliczyć wg wzoru

w którym:

I46 - średnia arytmetyczna wskazań miernika z 

pięciu pomiarów przy kącie odbicia 45°,

I0 - średnia arytmetyczna wskazań miernika z 

pięciu pomiarów przy kącie odbicia 0°,

Ps - połysk lustrzany wzorca.

2.4.2. Pomiar wyrazistości połysku. Ustawić po

łożenie oświetlacza i detektora światła przyrządu 

wg załącznika 1 na kąt 45° za pomocą pokręteł 1 i 

t . Badaną odbitkę położyć na stoliku pomiarowym 4 ,  

stolik z odbitką przesunąć do otworu pomiarowego 

i za pomocą pokrętła 3 ustalić wskazania miernika

5 tak, aby wykazywał wartość IJ5 wg 2.4.1. Na

stępnie pokrętłem 2 ustawić kąt odbicia większy 

od kąta 45° taki, przy którym wskazówka miernika

6 znajdzie się w położeniu środkowym między war-
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tościami I45 a I0 wg 2.4.1 i odczytać kąt odbi

cia £ . W ten sam sposób ustawić kąt odbicia 

mniejszy od kąta 45° i odczytać kąt odbicia P2 .

Wyrazistość połysku e obliczyć w stopniach wg 

wzoru

w którym:

0 - kąt odbicia większy od kąta 45°*

- kąt odbicia mniejszy od kąta 45°.

2.4.3. Obliczanie liczby połysku. Liczbę połys

ku L p obliczyć wg wzoru

w którym:

P - połysk lustrzany wg 2.4.1,

* - wyrazistość połysku wg 2.4.2.

K O N I E C

POŁYSKOMIERZ TYPU TZPL -  1/67 -  WIDOK OGÓLNY

Z ałączn ik  1 

do BN-74/7^69-16

1 -  p o k rę t ło  do n as taw ian ia  ką ta  padan ia  ś w ia t ł a ,  2 -  p o k rę t ło  do nastawiania k ą ta  o d b ic ia  ś w ia t ł a ,  3 -  p o k rę t ło  do 
ska lowania  m ie rn ik a ,  4 -  s t o l i k  pomiarowy, 5 -  m ie rn ik ,  6 -  wzorzec po łysku ,  7 -  p rz e łą c z n ik  zakresów, 8 -  wyłącz
n ik  sieciowy, 9 -  lampa k o n t r o ln a ,  10-  o św ie t la c z  i  d e te k to r  ś w ia t ł a  w obudowie, l l  — p o k r ę t ło  do zerowania.



Za łą c z n ik  2 

do BN-7V7/ł69-l6

PRZYKŁAD KRZYWEJ POŁYSKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYRAZISTOŚCI POŁYSKU

INFORMACJE DODATKOWE do BN-7V7^69-16 

Istotne zmiany w stosunku do BN-68/7469-16
Zamiast oznaczania połysku wprowadzono metodę oznaczan ia  l ic z b y  po łysku ,  k tó r a  obejmuje pomiar wyrazistości 

ku, a przy pomiarze połysku lustrzanego uwzględnia wpływ o d b ic ia  rozproszonego.

p o ły s-


